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25X Standmikroskop zur direkten Messung

Peak Direct Measuring Microscopes

Produkt #39-110 5 In Stock
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Mengenrabatte

Stk. 1-4 €321,00 stlickpreis
Stk. 5+ €304,50 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Rreise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
3.30

Grofe (mm):
At Focus: 41.5 Dia. x122 L

Skaleneinteilung (mm):
0.05

Skala (mm):
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Tiefenmessung (mm):
Up to 22

Optische Eigenschaften

Vergroferung:
25X

Arbeitsabstand (mm):
17.0

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

Reticle should not be remowved or replaced.

o Diverse VergroRerungsoptionen

o Modelle mit Beleuchtung verfligbar; lieferbar mit englischen oder metrischen Strichplatten
o Abnehmbarer, klarer Acryisockel

Standmikroskope zur direkten Messung sind stark vergréf3ernde portable Mkroskope fiir prézise Messungen. Die Standmikroskope besitzen ein fokussierbares 10x Okular und eine Strichplatte mit einer Genauigkeit von 0,1 mm zur
Messung der Lénge, Breite oder Tiefe eines Objekts. Die Aussparungen in dem klaren Acryl-Sockel ermdglichen eine Bearbeitung des Objektes wahrend der Betrachtung. Die beleuchteten Modelle besitzen einen abnehmbaren
Beleuchtungsstift mit zavei AA-Batterien. Standmikroskope zur direkten Messung werden mit einer Aufbewahrungsbox aus hartem Kunststoff geliefert.

Hinweis: Die Strichplatte darf nicht entfernt oder ersetzt werden.
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